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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos¢ do grupy/bloku przedmiotow

Status przedmiotu

Jezyk prowadzenia zajec

Usytuowanie modutu w planie studidéw - semestr

Wymagania wstepne

Egzamin (TAK/NIE)

Liczba punktéw ECTS

E:’;"L‘: dzenia zaje¢ wyktad éwiczenia laboratorium projekt Inne
Liczba godzin
w semestrze 18 0 0 18 0




EFEKTY UCZENIA SIE

Odniesienie do

Kategoria Symbol Efekty ksztalcenia efektow
efektu .
kierunkowych
WO1 Ma wiedze na ter_nat budowy procesora pomiarowego i ELE2 W04
jego zastosowania.
Ma wiedze na temat zastosowan procesoréw pomiaro-

Wiedza W02 wych, w szczegdlnosci przy pracy jako autonomicznych ELE2_WO05
systemow pomiarowych, ich pracy w systemach rozpro- ELE2 W12
szonych oraz jako przetwornikéw inteligentnych.

W03 Ma wiedze na temat budowy procesora pomiarowego ELE2 W04

MSP430 i jego trybdw pracy

Umiejetnosci

Potrafi oceni¢ przydatnos¢ procesora pomiarowego
uo1 MSP430 w rozwigzaniach zadan z zakresu elektrotechni- ELE2_U14
ki i systeméw pomiarowych.

Potrafi zaprojektowac¢, wykona¢ oraz oprogramowac sys-

U02 |tem pomiarowy zbudowany na bazie procesora pomiaro- E::Eg—g?z
wego. -
KO1 VRv%rl:me potrzebe podnoszenia kompetencji zawodo- ELE2_KO1
Kompetencje " - —— - -
spoleczne K02 Potrafi pracowac w zespole oraz dziataé w sposob kre ELE2_ K02

atywny i przedsiebiorczy.

TRESCI PROGRAMOWE

Forma
zajec*

Tresci programowe

wykfad

1.Podstawowe wiasciwosci i rodzaje procesoréw pomiarowych. Przeglad
procesorow pomiarowych wystepujacych na rynku. Zastosowanie procesoréw
pomiarowych jako inteligentnych przetwornikéw pomiarowych.

2.Budowa procesora pomiarowego typu MSP430 firmy Texas Instruments:
architektura, tryby pracy, przerwania, organizacja pamieci, jednostka
centralna.

3.Uklady peryferyjne procesora MSP430: bramy we/wy, ukfad licznika, ukfad
zegara, ukiad interfejsu szeregowego, sterownik wyswietlacza LCD,
przetwornik A/C.

4.Lista rozkazow i jezyk asemblera procesora MSP430.

5.System uruchomieniowy procesora MSP430.

6.Przeglad listy rozkazéw procesoréw pomiarowych. Oprogramowanie wspomagaja-
ce proces projektowy uktadéw pomiarowych
wykorzystujacych procesory pomiarowe serii MSP430.

7.Przyktady zastosowan procesora pomiarowego MSP430: Inicjalizacja
procesora, podstawowe procedury arytmetyczne, wykorzystanie zegara,
obstuga wyswietlacza LCD, obstuga przetwornika A/C.




projekt

1. Charakterystyka zadan projektowych

W trakcie zaje¢ studenci pracujg tylko przy jednym projekcie przyrzadu pomiarowego
zbudowanego w oparciu o procesor pomiarowy MSP430. Wszystkie projekty obejmu-
ja nastepujace zagadnienia:

obstuga wyswietlacza LCD,

obstuga wewnetrznego przetwornika A/C,

podstawowe procedury arytmetyczne w procesorze pomiarowym MSP430,
przetwarzanie tablic danych w procesorze MSP430,

usrednianie sygnatu i filtracja cyfrowa z wykorzystaniem procesora MSP430,
procedury konwersji kodéw w procesorze MSP430,

linearyzacja charakterystyki przetwarzania czujnika pomiarowego z wykorzy-
staniem procesora MSP430,

obstuga tgcza szeregowego procesora MSP430,

wykorzystanie uktadéw peryferyjnych procesora MSP430 do pomiaru czasu i
czestotliwosci.

*) zostawi¢ tylko realizowane formy zaje¢

METODY WERYFIKACJI EFEKTOW UCZENIA SIE

Symbol Metody sprawdzania efektow uczenia sie
efektu E?‘Z;T;n i?sz::::; Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne
W01 X X
W02 X X
W03 X X
uo1 X
uo02 X
uo3 X
K01 X
K02 X




FORMA | WARUNKI ZALICZENIA

Fm_’mg Forma zaliczenia Warunki zaliczenia
zajeé
wyktad
laboratorium Uzyskanie co najmniej 50% punktow

*) zostawi¢ tylko realizowane formy zaje¢

NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktow ECTS
. L. C .. Jed-
Lp. | Rodzaj aktywnosci Obciazenie studenta nostka
W C L P
1. | Udziat w zajeciach zgodnie z planem studiéw = = h
3. | Inne (konsultacje, egzamin)* 4 2 h
4 Razem przy bezposrednim udziale a4 h
’ nauczyciela akademickiego
Liczba punktow ECTS, ktorg student
5. | uzyskuje przy bezposrednim udziale 1,76 ECTS
nauczyciela akademickiego
6. | Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 56 h
7 Liczba punktow ECTS, ktora} stut.ient 2924 ECTS
uzyskuje w ramach samodzielnej pracy !
8 Naktad pracy zwigzany z zajeciami 18 h
" | o charakterze praktycznym
Liczba punktéw ECTS, ktora student
9. | uzyskuje w ramach zajeé¢ o charakterze 1,64 ECTS
praktycznym
Sumaryczne godzinowe obciazenie praca
10. studenta 100 h
11 Punkty ECTS za modut 4
) 1 punkt ECTS=25 godzin obcigzenia studenta

* wszelkie formy weryfikacji efektéw, w tym egzaminy oraz nie wiecej niz 2 godziny konsultacji dla kazdej formy zaje¢
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